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Spektrometr FT-IR
Nicolet iS50

Instrukcja uzytkownika




Zaczynamy

Gratulujemy zakupu! Spektrometr Thermo Scientific Nicolet iS50 jest naszym
najlepszym spektrometrem FT-IR, ktéry wraz z akcesoriami dodatkowymi
znajduje zastosowanie w réznych dziedzinach i branzach nauki oraz przemystu.
Nasz system zawiera oprogramowanie do weryfikacji pracy instrumentu, oraz
rozbudowany pakiet oprogramowania pozwalajgcy dokonywac analiz, ktére w
petni spetnig Twoje oczekiwania.

Uwaga - Dodatkowy pakiet oprogramowania ValPro™ Qualification jest
wszechstronnym programem, ktory moze byc stososowany zamiast (lub razem)
ze standardowym oprogramowaniem weryfikacyjnym. Jezeli zakupites pakiet
ValPro Qualification dla swojego spektrometru, zasiegnij dodatkowych informacji
przedstawionych w dokumentacji ValPro.

Ten przewodnik przedstawia charakterystyke spektrometru FTIR, oraz
podstawowe sposoby pomiaru prébki.



Spektrometr FTIR iS50

W tym rozdziale opisane sg gtdwne komponenty spektrometru iS50. Ponizsza
ilustracja przedstawia zewnetrzny wyglad spektrometru.

1-dostep do komory z Srodkiem osuszajgcym

2- wskaznik wilgotnosci

9- port emisji

13- dioda oraz -|

witacznik

=

10- dostep do dzielnika wigzki

3- przedziat probki
4- Touch Point

8- prawostronny port IR

12- komora chtodzenia
ciektym azotem

8- lewostronny port IR

7- modut iS50 ATR (opcjonalnie)

7- ATR Touch Point

5- okienka ochronne lub przestony przedmuchu

11- dostep do detektora 6- komora probki

Cechy charakterystyczne:

1. Twdj spektrometr jest chroniony przed nadmiarem wilgoci za pomocg $rodka
osuszajgcego umieszczonego w komodrce aparatu. Zewnetrzny wskaznik

wilgotnosci (patrz punkt ponizej)

pozwala na ocene stanu S$rodka

osuszajgcego i poziomu wilgotnoéci wewnatrz aparatu. Srodek osuszajgcy



nalezy wymienic¢ jesli ulegnie zawilgoceniu. Informacje dotyczgce wymiany
srodka osuszajgcego mozna znalez¢ w menu Help —,,Replacing the Desiccant”

2. Wskaznik wilgotnosci monitoruje poziom wilgotnosci wewnatrz aparatu. Stan
jego jest okreslony przez barwe wskaznika

Niebieski — stan dobry

Jasno niebieski — zamow srodek osuszajgcy

Chanige
desiccant

A Rézowy lub biaty — wymien srodek osuszajacy

Biaty- zadzwon do dziatu serwisu

3. Komora pomiarowa moze by¢ wykorzystana do pomiardw transmisyjnych,
oraz moze stuzy¢ jako port do podtgczania wielu rdéinych akcesoriow
dodatkowych np.:

Smart Accesories modut TGA modut iS50 Raman

Smart Accessories™
Szeroka gama produktow i technik dopasowanych do podtgczenia do komory
pomiarowej spektrometru iS50:
e Akcesoria do pomiarow metodg odbicia rozproszonego (DRIFTS-
diffuse reflection infrared fourier transform spectroscopy)
e Akcesoria do pomiarow metody ostabionego catkowitego
wewnetrznego odbicia (ATR- attenuated total reflection)



e Akcesoria do pomiaréw metodga odbicia zwierciadlanego (SR- specular
reflection)

e Akcesoria do pomiaréw w funkcji temperatury.

e Akcesoria do analizy termograwimetrycznej (TGA- thermal gravimetric
analysis)

e Akcesoria do spektroskopii Ramana

e Akcesoria do pomiaréw widm gazow

. Touch Point — system automatycznego rozpoznawania podtgczonych
akcesoriow. Pozwala na tatwg i szybka wymiane podtgczonych modutéw, bez
potrzeby prowadzenia procedury konfiguracyjnej z poziomu
oprogramowania. Dzieki technologii Touch Point system sam rozpoznaje
podtgczone akcesoria i umozliwia tatwe i szybkie prowadzenie analiz. Wiecej
informacji na temat Touch Point znajdziesz w rozdziale ,Jak wykonad
pierwsze widmo?” oraz w programie OMNIC-> Help.

. Gdy komora pomiarowa instrumentu jest otwarta spektrometr FTIR jest wciaz
chroniony przed dostepem wilgoci (oraz innych par substancji chemicznych)
za pomocg specjalnych okienek (lub przeston przedmuchu, jesli taka opcja
zostata zainstalowana). Okienka lub przestony chronig uktad optyczny
spektrometru. Nigdy nie prébuj czyscié okienek zamontowanych w
przedziale probki.

. Wbudowane porty umozliwiajg podigczanie dodatkowych akcesoriéw
wymagajacych zasilania i/lub przedmuchu.

. Mozliwo$¢ wyposazenia przyrzadu w dodatkowy, wbudowany modut do
pomiaréw za pomocg metody ostabionego catkowitego wewnetrznego
odbicia iS50 ATR. Modut posiada diamentowy krysztat pomiarowy oraz
szerokopasmowy detektor o rozbudowanym zakresie spektralnym.

. Przyrzad posiada dodatkowe lewo- i prawo-stronne porty do wyprowadzenia
wigzki promieniowania podczerwonego do dodatkowych zewnetrznych
modutéw uktadu np. modutu iS50 NIR, modutu iS50 GC-IR, modutu iS50
Research, czy mikroskopu FT-IR.  Przedstawione moduty umozliwiajag
prowadzenie zaawansowanych analiz bez zajmowania komory gtownej
spektrometru, dzieki czemu pozostaje ona wolna dla analiz w transmisji lub
podtgczenia innych, dodatkowych akcesoridéw.

. Port emisji, znajdujacy sie po lewej stronie spektrometru FTIR, umozliwia
prowadzenie analiz opartych o sygnat zewnetrznej wigzki promieniowania
podczerwonego. Zewnetrzna wigzka moze zosta¢ doprowadzona poprzez
szczeline do interferometru, umozliwiajgc prowadzenie wysokorozdzielczych
analiz.



10.

11.

12.

13.

Dostep do dzielnika wigzki (ang. beam splitter). Pozwala na tatwy dostep do
komory dzielnika wigzki oraz umozliwia jego prosta wymiane. Komora
dzielnika wigzki posiada dodatkowg kieszen umozliwiajagcg bezpieczne
dtugoterminowe przechowywanie dwéch dodatkowych dzielnikow wigzki.
Uwaga: Dzielniki wigzki sg wrazliwe na wilgo¢. Muszg by¢ przechowywane w
desykatorze. Aby zapobiec niepotrzebnemu uszkodzeniu struktury
rozdzielacze wigzki powinny pozostac¢ nierozpakowane do czasu zapoznania
sie z instrukcja przedstawiajacg wifasciwe Srodki ostroznosci w pracy z
dzielnikami wigzki. Dostepne w rozdziale ,Handling Beamsplitters” zaktadka
Help oprogramowania.

Pokrywa dostepu do detektora. Zapewnia tatwy dostep do komory
standardowego detektora TGS, oraz posiada dostepne miejsce na
zainstalowanie ewentualnie dwdch dodatkowych detektorow.

Uwaga: Detektory sg bardzo wrazliwe na wytadowania elektryczne. Aby
zapobiec niepotrzebnemu uszkodzeniu detektora powinien pozostaé
nierozpakowany do czasu zapoznania sie z instrukcjg przedstawiajgca
wtasciwe srodki ostroznosci w pracy z detektorami. Dostepne w rozdziatach
»Removing a Detector” oraz ,Installing a Detector” zaktadka Help
oprogramowania.

Komora chtodzenia ciektym azotem. Posiada wbudowany dewar chtodzacy
dla zamontowanego detektora MCT oraz InSb. Zanim rozpoczniesz prace z
ciektym azotem zapoznaj sie z rodziatem ,Cooling a Detector” zaktadka Help
oprogramowania.

Diodowy sygnalizator aktualnego stanu spektrometru. Dwie diody
umieszczone w poblizu wytgcznika gtdwnego informujg uzytkownika o
aktualnym stanie instrumentu.

Status — ,,gotowy” (kolor niebieski), ,, btad urzadzenia” (kolor z26tty pulsujacy)
Skanowanie — ,,skanowanie” (kolor niebieski pulsujacy), ,tryb uspienia lub
brak skanowanie (dioda wyfaczona)



Budowa tylnego panelu instrumentu

Ponizszy obrazek przedstawia wyglad tylnego panelu spektrometru FTIR

Port zewnetrzny  Port akcesoriéw Port akcesoridow

(lewy) (prawy) Komputer | Gniazdo zasilania
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Port mikroskopu Wlot gazu




e Port zewnetrzny- moze stuzy¢ do podtaczenia zdalnego wyzwalacza instrumentu lub
iS50 Hub. Port ten wykorzystywany jest rowniez przez inzynierow serwisu do
diagnostyki spektrometru FTIR.

e Port akcesoriow (lewy i prawy)- porty te stuzg do podtgczenia dodatkowych modutéw
np. modutu iS50 NIR, modutu iS50 GC-IR, modutu iS50 Research, czy mikroskopu FT-
IR.

e Gniazdo USB 2.0 — do podtgczenia komputera

e Gniazdo zasilania — stuzy do podtgczenia zasilacza pradu statego

e Port mikroskopu

e WiIot gazu —port przedmuchu

e Gniazdo Akcesoriéw USB 2.0- stuzy do podtgczenia kamery za pomocg kabla USB.
Kamera wbudowana jest w niektorych modutach np. module iS50 Raman.

Rejestracja widma

Aby zarejestrowacé widmo badanej prébki, nalezy wpierw zmierzy¢ widmo odniesienia
(lub tto), ktére przedstawia odpowiedZ samego aparatu. Gdy zmierzyte$ juz widmo
odniesienia (tto), mozesz wykona¢ kolejny krok — rejestracja widma badanej prébki.
Wyswietlane widmo prébki jest korygowane za pomocay pierwotnie wykonanego widma
odniesienia, dzieki czemu mozemy otrzymac widmo badanego zwigzku.

Jak wykonac pierwsze widmo?

Przedstawiona procedura pomoze Ci w zarejestrowaniu widm za pomocy czterech
nastepujgcych technik pomiarowych: pomiar w transmisji, pomiar metodg ostabionego
catkowitego wewnetrznego odbicia (ATR- attenuated total reflection), pomiar metoda
odbicia rozproszonego (DRIFTS- diffuse reflection infrared fourier transform spectroscopy),
pomiar metodg odbicia zwierciadlanego.

Zacznijmy od uruchomienia programu OMNIC.

Nastepnie upewnij sie, ze uchwyt do wykonania pomiaréw wybrang metodg zostat
poprawnie zainstalowany i jest gotowy do rejestracji widma odniesienia (tta).



Jezeli... ... to musisz...

Chcesz wykona¢ pomiar za pomocg | zamontowad podstawe, poprzez

standardowego uchwytu do prébek umieszczenie jej sposéb  zapewniajgcy
dopasowanie otworow do kotkow
pozycjonujacych. Upewnij sie, ze nie jest
wtozona probka, ktéra blokowataby wigzke
promieniowania podczerwonego

Chcesz wykona¢ pomiar z uzyciem | Upewnic sie, ze gtowica dociskajgca nie jest

wymiennego modutu lub wbudowanej | w kontakcie z krysztatem pomiarowym.

przystawki ATR.

Wyczys¢ krysztat za pomocg Sciereczki z
miekkiego materiatu lub recznika
papierowego. Czyszczac wbudowang
przystawke ATR mozna dodatkowo zwilzy¢
Sciereczke woda, wodg z mydtem lub
alkoholem. Wbudowana przystawka ATR
wyposazona jest w diamentowy krysztat
pomiarowy. Wymienne moduty ATR moga
by¢ wyposazone w rdzne rodzaje krysztatow,
dlatego ich czyszczenie wymaga dobrania
odpowiedniej metody i sSrodka. Szczegoty
nalezy sprawdzi¢ w dotgczonej dokumentacji
do zakupionego modutu ATR.

Uwaga: Nigdy nie nalewaj duzych ilosci
cieczy na krysztat pomiarowy. Jesli wieksza
objetos¢ rozpuszczalnika jest konieczna do
oczyszczenia  powierzchni  krysztatu, to
nalezy stopniowo dozowa¢é rozpuszczalnik za
pomoca pipety lub wkraplacza.




Chcesz wykona¢ pomiar z wykorzystaniem | Upewnij sie, ze uchwyt trzymajgcy prébke

metody odbicia rozproszonego (DRIFTS) jest do konca wsuniety do modutu
L ‘ pomiarowego. Dzieki temu mozliwy jest
pomiar tta za pomocag ztotego zwierciadta

znajdujgcego sie w uchwycie.

Chcesz wykona¢ pomiar metody odbicia | Wi6z ptytke pokryta ztotem lub innym
zwierciadlanego (specular reflection) dobrze odbijajagcym podczerwien
materiatem (np. folia aluminiowg) strong
lustrzang zwrdcong na dot (w strone
modutu).

Aby rozpoznaé i automatycznie uruchomié podtgczony modut nalezy nacisng¢ przycik , Touch
Point” znajdujacy sie na obudowie obok komory pomiarowej. W przypadku spektrometru
wyposazonego we wbudowang przystawke ATR przycisk ,,Touch Point” znajduje sie obok
przystawki ATR (patrz rysunki ponizej).




Procedura pomiarowa oraz jej ustawienia moga by¢ dowolnie konfigurowane przez
uzytkownika. Pozwalajg na zdefiniowanie optymalnych parametréw rejestracji widma tta,
pomiaru prébki, analizy ilosciowe] oraz poréwnywania z katalogiem widm.

Na potrzeby naszego prostego przewodnika zaktadamy, ze wszystkie wstepne parametry sg
poprawnie zdefiniowane.

Po nacisnieciu guzika ,Touch Point”, zaswieca sie odpowiednia dioda LED oraz wyswietlana
jest informacja dla uzytkownika, podczas gdy instrument wykonuje kilka skanéw testowych
aby dobraé odpowiednie parametry zapewniajgce stabilnos¢ nowo wybranej konfiguracji. Po
zakonczeniu testu stabilnosci instrument wysyta kolejng informacje dla uzytkownika, podczas
gdy instrument przechodzi do wykonania testu wydajnosci nowych ustawien.

Sampling Location Test
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Po zakonczeniu testu wydajnosci nowych ustawien, przycisnij ponownie przycisk , Touch
Point” aby rozpoczg¢ procedure pomiarowsa.

Pojawi sie okienko z prosbg o podanie nazwy dla nowego widma.



Collect Sample

Enter the spectrum ftitle:

@ B @Xcnad

WprowadZ nowa nazwe oraz wybierz przycisk OK (lub ponownie nacisnij przycisk , Touch
Point” aby zatwierdzi¢ nazwe domysing). Pojawi sie okienko o przygotowaniu do wykonaniu
pomiaru widma tta (odniesienia).

Upewnij sie, ze uchwyt do prébek lub modut pomiarowy jest poprawnie ustawiony do
wykonania pomiaru odniesienia (tta). W razie watpliwosci poréwnaj z tabelg przedstawiong
powyzej. Nastepnie nacisnij przycisk ,Touch Point” aby wykonaé pomiar odniesienia (tfa).

Jezeli Twdj instrument zostat wyposazony w przestony przedmuchu, to powinienes ustyszeé
dzwiek ich otwierania, oraz powinienes$ zobaczy¢ wiadomos¢ o stabilizacji przedmuchu. Po
kilku sekundach wiadomos$¢ znika i rozpoczyna sie pomiar odniesienia (tta).

Podczas rejestracji nowego widma, system wyswietla czeSciowo wykonany pomiar tta w
programie OMNIC. Po zakoniczeniu rejestracji widma pojawi sie pytanie: ,Czy dodad
wykonany pomiar do nowego okna?”

Wybierz ,Yes” (lub ponownie nacisnij przycisk ,Touch Point”) aby dodaé¢ widmo tta do
nowego okna programu OMNIC. Wybierz ,No” aby kontynuowa¢ bez dodawania widma do
nowego okna. Widmo tta zostanie zapisanie niezaleznie od wyboru , Yes” lub ,No”.



Nastepnie wprowadz prébke:

Jezeli...

... to musisz...

Chcesz wykonaé¢ pomiar za
standardowego uchwytu do prébek

pomocy

Wsungé prébke do uchwytu

Chcesz  wykona¢ pomiar z uzyciem
wymiennego modutu lub  wbudowanej
przystawki ATR.

Przytéz prébke do krysztatu pomiarowego
oraz przycisnij jg gtowica dociskajgca. Probki
ciekte nie wymagajg stosowania gtowicy
dociskajgce;j.

Chcesz wykona¢ pomiar z wykorzystaniem
metody odbicia rozproszonego (DRIFTS)

W1t6z prébke do uchwytu a nastepnie
wyrownaj powierzchnie prébki za pomoca
np. topatki/szpatutki




Chcesz wykonaé pomiar metody odbicia
zwierciadlanego (specular reflection)

Umies¢ badang prébke w  module
pomiarowym. Probka musi by¢ skierowana
badang strong do dotu.

Nastepnie nacisnij ponownie przycisk ,Touch Point” aby zarejestrowa¢ widmo prébki.

Jezeli Twoj instrument zostat wyposazony w przestony przedmuchu, to powinienes ustyszec

dzwiek ich otwierania, oraz powinienes zobaczy¢ wiadomos¢ o stabilizacji przedmuchu. Po

kilku sekundach wiadomos¢ znika i rozpoczyna sie pomiar prébki.

Kiedy pomiar badanej probki zostanie ukorczony, program OMNIC wyswietli nowo

wykonane widmo. Ponizej pokazane jest przyktadowe widmo nowej prébki.
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Na koniec mozesz sprawdzi¢ i przeanalizowac otrzymane widmo:

Jezeli... ... to mozesz...
Chcesz sprawdzié¢ czystosé lub jako$é swojej | Uzyé narzedzi ,,QCheck tool” dostepnych w
probki programie OMNIC w menu ,Analyze”. Wiecej

informacji znajduje sie w pliku pomocy
»,Help”->"Comparing Spectra with QCheck”
Mozesz rowniez ustawié procedure
automatycznego uruchamiania programu
»QCheck”. Wiecej informacji znajduje sie w
pliku pomocy , Help”-> , Touch Point Setup”
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Zidentyfikowaé nowg, nieznang prébke

Uzy¢ narzedzi ,OMNIC Search”. Wiecej
informacji znajduje sie w pliku pomocy
,Help”->"Setting Up a Spectral Search”.

Mozesz rowniez ustawié procedure
automatycznego wyszukiwania widma.
Wiecej informacji znajduje sie w pliku
pomocy ,Help”-> , Touch Point Setup”
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Przeprowadzi¢ analize ilosciowg w badanej
préobce

Uzy¢ narzedzi ,TQ Analyst” aby utworzyé
nowg procedure analizy ilosciowej a
nastepnie za pomocy ,Quant Setup” oraz
»Quantify” dostepnych w menu ,Analyze”
mozna uruchomi¢ wybrang metode.

Mozesz rowniez ustawié procedure
automatycznej analizy ilosciowej badanej
probki. Wiecej informacji znajduje sie w pliku
pomocy ,Help”-> , Touch Point Setup”

TP TQ Analyst - [Calibration Results]
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Co jeszcze moge zrobic?

Teraz gdy zapoznates$ sie juz z mozliwosciami aparatu, jestes gotowy aby rozpoczgé

przygode z dodatkowymi akcesoriami aparatu iS50.

Jakie akcesoria sg dostepne?

Istnieje wiele akcesoriow dodatkowych oraz modutéw, o ktdore warto rozbudowacd

zakupiony spektrometr FTIR iS50. Ponizej znajduje sie lista przedstawiajgce niektére z nich.

Modut lub akcesorium...

... umozliwia...

iS50 ATR (wbudowany)

Prowadzi¢ powtarzalne pomiary technikg
ATR, bez koniecznosci zajmowania komory
gtownej aparatu. Wiecej informaciji
znajduje sie w pliku ,Help” -> iS50 ATR
Module”. Dodatkowe informacje mozna

rowniez uzyska¢ w jezyku polskim
dzwonigc lub  piszac do  Twojego
dystrybutora:

Spectro-Lab sp. z 0. o.
Tel. 22-675-25-67
Email. info@spectro-lab.pl

iS50 NIR

Prowadzi¢ pomiar za pomocg dwodch
dodatkowych metod: z wykorzystaniem
sfery integrujacej dla pomiarow
rozproszonych oraz z wykorzystaniem
sondy Swiattowodowej. Modut iS50 NIR
montowany jest po lewej stronie
spektrometru iS50. Dodatkowe informacje
mozna rowniez uzyska¢ w jezyku polskim
dzwonigc  lub  piszac do  Twojego
dystrybutora:

Spectro-Lab sp. z 0. 0.

Tel. 22-675-25-67

Email. info@spectro-lab.pl




iS50 Raman

Prowadzi¢ analizy probki za pomoca
techniki  rozproszenia ramanowskiego.
Modut ten moze by¢ wstawiany do komory
gtéwnej  aparatu. Posiada  réwniez
wbudowang kamere umozliwiajgca
podglad prébki w trakcie pomiaru. Modut
pozwala na  wykonanie  dowolnych
pomiardéw spektroskopii Ramana.
Dodatkowe informacje mozna rdéwniez
uzyska¢ w jezyku polskim dzwonigc lub
piszgc do Twojego dystrybutora:
Spectro-Lab sp. z 0. o.

Tel. 22-675-25-67

Email. info@spectro-lab.pl

iS50 GC-IR

Podtgczenie chromatografu gazowego oraz
prowadzenia analizy wylotowych gazéw.
Technika GC-IR jest pomocna w analizie
mieszanin, w tym mieszanin stereo
izomerow. . Modut iS50 GC-IR montowany
jest po prawej stronie spektrometru iS50.
Dodatkowe informacje mozna rdéwniez
uzyska¢ w jezyku polskim dzwonigc lub
piszgc do Twojego dystrybutora:
Spectro-Lab sp. z 0. o.

Tel. 22-675-25-67

Email. info@spectro-lab.pl

Mikroskop Continupm

Prowadzi¢ analizy mikroczgstek o wielkosci
od 10 mikrometréw. Ponadto umozliwia
prowadzi¢ analizy powierzchniowe, oraz
mapowanie powierzchni pod katem
zwigzkéw chemicznych i nie tylko. Modut
mikroskopu moze zosta¢ zamontowany
zaréwno po prawiej jak i po lewej stronie
spektrometru iS50. Dodatkowe informacje
mozna rowniez uzyska¢ w jezyku polskim
dzwonigc lub  piszac do  Twojego
dystrybutora:

Spectro-Lab sp. z 0. 0.

Tel. 22-675-25-67

Email. info@spectro-lab.pl




Wyposazenie spektrometru w dodatkowe
Zrodta  Swiatta. Twéj spektrometr iS50
moze zosta¢ wyposazony maksymalnie w 3
rézne zrodtg Swiatta (Zrédto podczerwieni,
zrédto Swiatta biatego- widzialnego, oraz
zrédta zewnetrznego). Dzieki temu po
rozbudowaniu  moze  pozwala¢ na
prowadzenie analiz w zakresie s$redniej
podczerwieni (mid-IR), dalekiej
podczerwieni (far-IR), bliskiej podczerwieni
(near-IR) oraz w zakresie Swiatta
widzialnego.

Dodatkowe informacje mozna réwniez
uzyska¢ w jezyku polskim dzwonigc lub
piszac do Twojego dystrybutora:
Spectro-Lab sp. z 0. 0.

Tel. 22-675-25-67

Email. info@spectro-lab.pl

Dodatkowe detektory

Twaj spektrometr iS50 posiada
wbudowany detektor DTGS, ktéry moze
posiadac standardowe okienko wykonane z
bromku potasu (KBr) Iub opcjonalnie
okienko moze by¢ wykonane z jodku cezu
(Csl), ktére umozliwia prowadzenie
pomiaru w szerszym zakres spektralnym
(od 200cm™), lecz jest duzo bardziej
higroskopijne.

Jezeli Twdj spektrometr iS50 jest
wyposazony w tréjpozycyjne zwierciadto
wyboru detektora to mozliwe jest




rozbudowanie ukfadu o maksymalnie dwa
dodatkowe detektory.

Dodatkowe informacje mozna rdéwniez
uzyskaé¢ w jezyku polskim dzwonigc lub
piszgc do Twojego dystrybutora:
Spectro-Lab sp. z 0. 0.

Tel. 22-675-25-67

Email. info@spectro-lab.pl

Twodj spektrometr iS50 dla poprawnego
funkcjonowania potrzebuje odpowiedniego
dzielnika wigzki (beamsplitter). Rodzaj
zainstalowanego dzielnika wigzki zalezy od

konfiguracji Twojego instrumentu.
Maksymalnie dwa dodatkowe dzielniki
wigzki moga byc bezpiecznie

przechowywane w specjalnej komorze
aparatu. Wiecej informacji odnosnie
wyboru dzielnika wigzki mozna uzyska¢ w
jezyku polskim dzwonigc lub piszac do
Twojego dystrybutora:

Spectro-Lab sp. z 0. o.

Tel. 22-675-25-67

Email. info@spectro-lab.pl

iS50 ABX

Pozwala na automatyczng wymiane
dzielnikéw wigzki, bez potrzeby
wykonywania tej czynnosci recznie. Wiecej
informacji odnosnie dzielnika wigzki mozna
uzyska¢ w jezyku polskim dzwonigc lub
piszac do Twojego dystrybutora:
Spectro-Lab sp. z 0. o.

Tel. 22-675-25-67

Email. info@spectro-lab.pl




System automatycznego przedmuchu Oprogramowania automatycznie steruje

metalowymi przestonami zlokalizowanymi
po obu stronach komory pomiarowe;j.
Wiecej informacji dostepnych jest w pliku
pomocy ,Help” -> ,Using Purge Shutters”.
Dodatkowe informacje mozna rdéwniez
uzyska¢ w jezyku polskim dzwonigc lub
piszgc do Twojego dystrybutora:
Spectro-Lab sp. z 0. 0.

Tel. 22-675-25-67

Email. info@spectro-lab.pl

Polaryzatory Wprowadzenie polaryzatorow w wigzke

promieniowania podczerwonego, oraz
doprowadzenie $wiatta spolaryzowanego
do badanej prébki.

Twoj spektrometr FTIR moze korzystac z nastepujgcego pakietu oprogramowania:

OMNIC - petna wersja oprogramowania do zbierania, przetwarzania i analizy danych,
wiacznie z tworzeniem i przeszukiwaniem bibliotek widm w celu potwierdzenia
tozsamosci lub identyfikacji prébki nieznanej. Kazdy spektrometr FTIR Nicolet iS50
jest dostarczany z licencjg programu OMNIC

OMNIC Specta ™ rozszerza mozliwosci oraz procedury do analizy prébek nieznanych,
zwtaszcza o ztozonym sktadzie. Oprogramowanie posiada baze danych dostepng do
automatycznego przeszukiwania i poréownywania z widmem badanej probki. OMNIC
Specta daje rowniez mozliwos$¢ analizowania i identyfikacji zwigzkow probki
wielosktadnikowe;.

TQ Analyst Professional — jest oprogramowaniem do badan chemometrycznych.
Pozwala na identyfikacje badanych materiatdw oraz prowadzenie analiz ilosciowych
badanych materiatow.

OMNIC Raman — modut programu OMNIC umozliwiajgcy zbieranie oraz analize widm
ramanowskich.

OMNIC Series — modut programu OMNIC umozliwiajacy prowadzenie pomiarow
kinetycznych facznie z tworzenie wykreséw tréjwymiarowych

OMNIC Atlps™ - modut programu OMNIC umozliwiajgcy wspodtprace z mikroskopem,
automatyczne zbieranie danych oraz mapowanie powierzchni probek.




e OMNIC Array Automation — moduf programu OMNIC, umozliwiajacy prowadzenie
automatycznych pomiaréw na ptytkach wielodotkowych



Jak moge sprawdzi¢ wydajnos¢ mojego spektrometru FTIR?

Wydajnos¢ Twojego spektrometru FTIR jest stale monitorowana przez
oprogramowanie System Performance Verification wbudowane w programie OMNIC.
Wiecej informacji o SPV mozna odnalez¢ w pliku pomocy Help - ,System Performance
Verification”.

W skrécie SPV pozwala:

e Przeprowadzié test ASTM sprawdzajgcy wydajnos¢ spektrometru

e Zdefiniowac testy dopasowane do prowadzonych badan

e Monitorowac zbieranie danych

e Informowa¢ uzytkownikéw, kiedy nalezy ponownie sprawdzi¢ wydajnosé
spektrometru

Przyktadowe okno oprogramowania SPV zamieszczone zostato ponizej

System Status Overview

' Runs the ASTM E-1421 based performance
tests an your spectrometer.

Monitoring

& On O off
Instrument Status On
Last performed:

- Mon, Apr 23 2012
Scheduled Maintenance Off

Expires:

= Tue, May 01 2012
Systemn Suitability On

(6] © © ©

Performance Verification On

No Spectral Quality Results
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Ikona umieszczona w prawym gérnym rogu programu OMNIC informuje Cie o aktualnym
stanie spektrometru FTIR

- zielona tarcza to znak ze wszystkie testy zostaty przeprowadzone
pomyslinie

-z6fMta tarcza to znak, ze system wykryt drobny problem, ktéry moze
mie¢ wptyw na poprawnos¢ pracy instrumentu.

-czerwona tarcza to znak, ze system jest poza okresem waznosci
testéow lub informuje o przejsciu testu wydajnosci z wynikiem
negatywnym.




Gdzie moge uzyska¢ pomoc?

W razie watpliwosci dotyczacych poprawnosci pracy instrumentu, zakupu
dodatkowych modutéw, wymiany czesci oraz koniecznosci przeprowadzenia napraw
skontaktuj sie z Twoim dystrybutorem:

Spectro-Lab sp. z 0. o.

05-092 tomianki / Warszawa
ul. Warszawska 100/102
Tel. 22-675-25-67

Fax. 22-811-98-18
www.spectro-lab.pl

Dziat handlowy

email: info@spectro-lab.pl
Dziat serwisu

email: serwis@spectro-lab.pl




